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摘要(译)

本发明涉及增加用于提供分析物测量值的分析物相关信号的数量的方法，例如，当使用两个或更多个分析物相关信号来获得单个分
析物测量值时，基于二者的“滚动”值。或者可以使用更多信号。在另一方面，内插和/或外推方法用于估计不可用的，丢失的或与错
误相关的分析物相关信号。此外，在本发明的另一方面中采用值的内插和外推，其减少了校准失败的事件。此外，本发明涉及采用
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梯度和/或预测算法的方法，以提供与超过预定阈值的分析物值相关的警
报。本发明包括上述方法，被编程为执行所述方法的一个或多个微处理
器，被编程为执行所述方法并控制至少一个感测和/或采样装置的一个或
多个微处理器，以及采用本文所述方法的监视系统。


